[bookmark: _GoBack]   用于MEMS传感器和集成电路的性能测试模拟信号发生器用于给集成电路高单精度的正弦信号激励，要求高的功率范围，低相位噪声。音频分析仪用于分析低频信号的质量包括频率响应、失真、THD.台阶仪用于测试器件结构特性，用于工艺改进提供重要测试依据。频谱分析仪用于分析信号的相位噪声。逻辑分析仪用于采集ADC输出的数字码流。数据采集仪用于采集通道低频信号的高精度多路采集，实现单端和差分输入。数字源表用于给集成电路提供双极性电源输入，提供高精度的电压和电流激励， 直流电压用于给集成电路提供多路，低噪声的电压激励。示波器附件扩充了目前实验室的信号探测能力和探测带宽。

